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利用者
 (院生)

利用者
 (４回生)

希望
利用日時

★ センター機器を予約した際、必ず本利用申込書をセンター事務室へ提出すること。

☑で使用

する装置を
チェックして
ください。
注意：

☒は、使用
できません。

質量分析装置　　☐MALDI-TOF MS　　　☐イオントラップTOF MS　　☐DART-TOF MS

利用者
（教員）

固体核磁気共鳴装置　☐AVANCEⅢHD400WB

単結晶X線構造解析装置　　☐PILATUS

グロー放電発光表面分析装置　☐GD-Profiler

質量分析装置　　　　　☐LC-MS　　☐GC-MS

透過電子顕微鏡TEM　☐JEM-2100F　☐EDS

Ｘ線光電子分析装置 ESCA 　☐AXIS-NOVA

核磁気共鳴装置（NMR）　　　☐JNM-AL400　　　　☐JNM-ECS400

携帯型蛍光X線分析装置  ☐Niton

粉末X線回折装置 ☐XRD-粉末MiniFlex　☐XRD-薄膜 SmartLab9kw　☐XRD-DSC SmartLab3kw

ICP-MS装置 ☐ICPM-8500

熱物性測定装置　☐TG-DTA　☐高温DSC　☐高感度DSC ☐MicroDSCⅦ　☐ThermoMass

電子顕微鏡 低真空SEM　　☐SU1510　☐EDX

単結晶X線構造解析装置　 ☐Saturn 70R走査電子顕微鏡 FE-SEM　☐S-4800　☐EDX

フローサイトメーター　☐BD LSR Fortessa

マルチバンド ESR装置   ☐JES-FA200

蛍光X線分析装置 XRF  ☐ZSX PrimusⅡ

　　　近畿大学共同利用センター   機器利用申込書

近畿大学 共同利用センター長 殿

貴共同利用センターの機器利用について、利用規程を遵守し、次の通り申請いたします。

平成　 　年　 　月　  日

終了日時   ：   平成　　　  　年　　　　月　　   　日（ 　　　曜日）　   　　時　 　　    分　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究室　（内線：　 　　　　）    

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導教員　　　　　　　　　　　　　     　　　 　㊞

　　　  　　　　　　  学部　 　    　　　　　　  　　学科　　　　　　　　　　  　　　 　　     　　研究室　（内線：　　  　　　）

開始日時   ：    平成　　  　　年　　　　月　　   　日（ 　　　曜日）　   　　時　 　　    分　

ICP-OES装置 ☐icap7600　☐ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ

～

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導教員　　　　　　　　　　　　　     　　　 　㊞

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　　　　　 　　　　   学部　 　     　　　　　　 　　学科　（内線：　 　　 　　）

二次ｲｵﾝ質量分析装置 SIMS　☐IMS-6F

セルソーター　　☐BD FACS　Aria

磁気特性測定システム SQUID　☐MPMS-XL7AC

電子線ﾏｲｸﾛｱﾅﾗｲｻﾞｰ FE‐EPMA 　☐JXA-8530F

IVIISｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ　☐Lumina XRMS

　　　　　　　　　　　　　　研究科　　　　　　　　　　　　　 専攻　　　　　　　　　　 　　　　　　課程　　　　　　　年

V1.1


